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Nationales Vorwort

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der NA 074-02-02 AA ,Optische Priifverfahren fiir Papier,
Pappe und Faserstoff “ im DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 186 siehe DINENISO 186
[SO 11476 siehe DINISO 11476
[SO11664-1:2007 siehe DINENISO11664-1:2011-07
[SO11664-2:2007 siehe DINENISO11664-2:2011-07
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitdt

DIN ENISO 11664-1:2011-07, Farbmetrik — Teil 1: CIE farbmetrische Normalbeobachter (ISO 11664-1:2007);
Deutsche Fassung ENISO 11664-1:2011

DIN ENISO 11664-2:2011-07, Farbmetrik — Teil 2: CIE Normlichtarten (1SO 11664-2:2007); Deutsche Fassung
EN11664-2:2011

DINISO 11476, Papier und Pappe — Bestimmung der Weifse nach CIE, C/2° (unter Innenraumbedingungen)
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsor-
ganisationen (ISO Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise
von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema
hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu
sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit [SO stehen, neh-
men ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO Liste der erhaltenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO spezifischer Begriffe und Ausdrii-
cke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der Welt-
handelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt der fol-
gende Link www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 6, Paper, board and pulps, erarbeitet.
Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 11475:2004), die technisch iiberarbeitet wurde. Die
grofite Anderung besteht darin, eine Méglichkeit zur Verwendung von ASTM E308 fiir Gerite mit Bandpass-

korrektur zu geben, dabei aber das Verfahren fiir Korrekturen ohne Bandpass beizubehalten. Diese dritte
Ausgabe enthilt auflerdem Daten zur Genauigkeit.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokumentlegt ein Verfahren fest, das zur Ermittlung der Weifdgrad von Papieren und Pappen zu verwen-
den ist. Die erhaltenen Werte stimmen mit der optischen Erscheinung von weifsen Papieren und Pappen mit
oder ohne fluoreszierende optische Aufheller bei Betrachtung unter der Tageslicht-Normlichtart CIE D65 iiber-
ein. Im Gegensatz zur Messung des Weifdgrades nach ISO, die auf den blauen Bereich des sichtbaren Bereichs
des Spektrums begrenzt ist, beruht dieses Dokument auf Reflexionsdaten, die iiber den gesamten sichtbaren
Bereich des Spektrums (en: visible spectral range, VIS) erhalten werden.

Des Weiteren wird ein Verfahren zur Einstellung des UV-Anteils festgelegt, damit dieser der Tageslicht-
Normlichtart CIE D65 [10] [11] entspricht, da die Ergebnisse, die beim Vorliegen fluoreszierende optischer
Aufheller erhalten werden, vom UV-Anteil der auf die Probe fallenden Strahlung abhdngen. Dieses Verfahren
ist spezifisch fiir optisch aufgehellte Papier-Durchschnittsproben, bei denen die Emission wegen des fluo-
reszierenden optischen Aufhellers (en: fluorescent whitening agent, FWA) im blauen Bereich des sichtbaren
Spektrums erfolgt.

Dieses Verfahren gilt nicht fiir farbige Papiere mit fluoreszierenden Farbstoffen.

Dieses Dokument sollte zusammen mit ISO 2469 gelesen werden.

ANMERKUNG1 Dieses Dokument beruht auf der Formel fiir den Weifsgrad nach CIE, die in der CIE-Publikation
15.3:2004 [9] veroffentlicht wurde.

ANMERKUNG2  Eswurde aufderdem eine zugehorige Internationale Norm, ISO 11476, veroffentlicht, die das Verfahren
fiir die Ermittlung von Werten zum Erscheinungsbild dieser Produkte bei Innenraumbeleuchtung festlegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

[SO 186, Paper and board — Sampling to determine average quality

ISO 2469:2014, Paper, board and pulps — Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor)

[SO 4094, Paper, board and pulps — International calibration of testing apparatus — Nomination and acceptance
of standardizing and authorized laboratories

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

ANMERKUNG  Die hier verwendeten Symbole wurden gewahlt, um nach Méglichkeit Ubereinstimmung mit Literatur-
hinweis [8] zu erhalten.
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31

Reflexionsfaktor

R

Verhaltnis der von einem Korper reflektierten Strahlung zu der von einem perfekt reflektierenden Diffusor
unter gleichen Bedingungen reflektierten Strahlung

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Verhaltnis wird als Prozentsatz ausgedriickt.

3.2

Eigenreflexionsfaktor

Reo

Reflexionsfaktor (3.1) einer Schicht oder eines Materialstapels ausreichender Dicke, um undurchsichtig zu sein,
d. h. so, dass eine Erhohung der Stapeldicke durch Verdoppelung der Blattanzahl zu keiner Veranderung des
gemessenen Reflexionsfaktors flihrt

3.3

diffuser Strahldichtefaktor

B

Verhaltnis der diffus reflektierten Strahlung eines Korpers in einer bestimmten Richtung zu der diffus reflek-
tierten Strahlung eines perfekt reflektierenden Diffusors unter festgelegten Bestrahlungsbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei fluoreszierenden (lumineszierenden) Materialien sind die festgelegten Bestrahlungs-
bedingungen in diesem Dokument die CIE-Normlichtart D65, und der diffuse Strahldichtefaktor ist grundséatzlich der
Gesamtstrahldichtefaktor, f, der aus zwei Komponenten besteht, dem reflektierten Strahldichtefaktor fg, und dem
lumineszenten Strahldichtefaktor 1, sodass

B =PBr+PpL

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei nichtfluoreszierenden Materialien ist der diffuse Strahldichtefaktor, 8, einfach der Reflexi-
onsfaktor R (3.1).

3.4
diffuser Eigenstrahldichtefaktor

Boo

diffuser Strahldichtefaktor (3.3) einer Schicht oder eines Materialstapels ausreichender Dicke um undurch-
sichtig zu sein, d.h. so, dass eine Erhohung der Stapeldicke durch Verdoppelung der Blattanzahl zu keiner
Verdanderung des gemessenen diffusen Strahldichtefaktors fiihrt

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei fluoreszierenden (lumineszierenden) Materialien ist der diffuse Eigenstrahldichtefaktor

strenggenommen der Gesamteigenstrahldichtefaktor, S, der aus zwei Komponenten besteht: dem reflektierten Eigen-
strahldichtefaktor, S r, und dem lumineszierenden Eigenstrahldichtefaktor, o, 1, sodass

ﬂoo = ,BOO,R + ﬂoo,L

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei nichtfluoreszierenden Materialien ist der diffuse Eigenstrahldichtefaktor, S, einfach der
Eigenreflexionsfaktor, Ry, (3.2).

3.5

Weifdgrad nach CIE

Wio

Maf3 der Weif3e nach CIE, abgeleitet von den Normfarbwerten nach CIE

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Weif3e nach CIE ist dimensionslos und wird in Weifdgraden ausgedriickt.
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